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Risques : 

 Perturbation du signal

 Surchauffe

 Dommages physiques (érosion)

 Décharges électriques (destruction)

[A. Buitrago-Bernal, et al., IEEE 

Transaction on components, 

packaging and manufacturing 

technology, vol. 13, no. 4, April 2023]
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[ECSS-E-HB-20-01-A (2020)]
SPIS: Spacecraft Plasma Interaction Software

[N. Fil, et al., 30th SPINE meeting conference (2023)]

Logiciels commerciaux référents    vs SPIS 
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Ecosystème national, communauté multipactor

[N. Fil, COMET ECM, Séminaire Multipactor (2023)]

• Charge utile avec de en plus de puissance RF.
• Bandes de fréquences supérieures (Ka-Q-V-W)
• Grande augmentation de la puissance RF en

bande L et P.
• Utilisation de nouveaux matériaux (e.g. titane et

magnésium).
• Utilisation croissante de matériaux diélectriques.
• Complexification des signaux émis (modulation

et multi-porteuses).
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Jalons identifiés à 5, 10 et 15ans.
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